




















































专利名称(译) 用于测量液晶响应时间的方法和装置，以及使用该方法和装置驱动液晶显示装置的方法和装置

公开(公告)号 US7446749 公开(公告)日 2008-11-04

申请号 US10/874547 申请日 2004-06-24

[标]申请(专利权)人(译) 乐金显示有限公司

申请(专利权)人(译) LG飞利浦LCD CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) LG DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 LEE OH HYUN
LEE DON GYOU
KIL JUNG HO

发明人 LEE, OH HYUN
LEE, DON GYOU
KIL, JUNG HO

IPC分类号 G09G3/36 G02F1/133 G01R31/00 G09G3/00 G09G3/20 G09G5/00

CPC分类号 G09G3/006 G09G3/3611 G09G3/20 G09G3/2011 G09G3/3648 G09G2320/0252 G09G2320/041 
G09G2320/0693 G09G2340/16

助理审查员(译) 夏皮罗狮子座

优先权 1020030043805 2003-06-30 KR

其他公开文献 US20040263450A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

用于测量液晶响应时间的方法和装置包括控制液晶显示面板的温度，产
生具有根据液晶显示面板的响应特性和目标电压而改变的可变电压电平
的液晶驱动信号。将液晶驱动信号提供给液晶显示面板，检测与液晶驱
动信号对应的响应特性，调整可变电压电平直到响应特性达到所需电
平，并将调制数据设定为基本等于当响应特性达到期望水平时，可变电
压电平，基于温度的调制数据通过改变液晶显示板的温度来确定。此
外，使用上述方法驱动LCD装置的方法和设备。
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